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Vz  mesures voltage and current value at a time.
VZ 測定は電圧値と電流値を一度に測定する。
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DIMENSION & WEIGHT

MAIN UNIT

CSZD50K

ZENER-DIODE

50kV/0.1A

100/100

24

Voltage(VR) 1.00kV～　50.0kV

Current 00.00μA～999.9μA

Voltage(+B) 01.0V～20.0V

Voltage(Vz1) 00.00kV～50.00kV

Voltage(Vz2) 00.00kV～50.00kV

Current(Iz1) 00.00mA～120.0mA

Current(Iz2) 00.00mA～120.0mA

Current(Izth1) 00.00mA～120.0mA

550(W)×860(D)×1350(H)…170kg

SUPER HIGH VOLTAGE LEAKAGE TESTER 超高電圧リークテスター

CSZD50K 50kV
0.1A

●CSZD50K is the test system to carry out leak measurement with
high voltage 50kV.

●CSZD50Kは、50kVの超高電圧でのリーク測定を可能としたシステ
ムです。

ZENER DIODE

Fundamental Test Circuit

Waveform of up and down at forcing voltage
印加電圧立ち上がり、下がり波形
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